O

Politechnika Swietokrzyska
WYDZIAL ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI | INFORMATYKI

Zalacznik nr 7
do Zarzadzenia Rektora nr 10/12
z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Technologie obiektowe

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Object-oriented technologies

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/13

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow Informatyka
Poziom ksztatcenia I Stqp'en L
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

Ogodlnoakademicki
(ogdélno akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiéw

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Systemy informacyjne

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Informatyki

Koordynator modutu

Mariusz Bedla

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotow

Kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiow
- semestr

1

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

Semestr letni
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Programowanie obiektowe (Java)
Inzynieria systemow informacyjnych
(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin tak .
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 5
Forma . . wyktad Eéwiczenia laboratorium projekt inne
prowadzenia zajeé¢
w semestrze 30 30
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C. EFEKTY KSZTALCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Poznanie podstawowych poje¢ dotyczacych technologii obiektowych, zagadnien dotyczgcych

Cel przechowywania obiektéw, metod modelowania systeméw informatycznych w jezyku UML
modutu | oraz wybranych zagadnien dotyczgcych inzynierii oprogramowania
(3-4 linijki)
Symbol ) proiloar(;ginia odniesier)ie do odniesier;ie do
efektu Efekty ksztalcenia zajoé _ efektow efektow
(w/&/plinne) kierunkowych | obszarowych
Znajomos¢ pojec okreslajgcych paradygmat w K_W10 T2A W04
W_01 | programowania obiektowego. T2A W05
Znajomos$c¢ zagadnieh dotyczacych przechowywania | W K_W10 T2A W04
w_02 | obiektow T2A_WO05
Znajomos$¢ metod modelowania systemow W K_Wo04 T2A_WO03,
w_03 |informatycznych w jezyku UML T2A_WO07
Znajomos$¢ wybranych zagadnien dotyczacych W K_W10 T2A_W04
W_04 |inzynierii oprogramowania T2A_WO05
Umiejetnosc¢ projektowania programéw w zespotach | P K_K02 T2A_KO03
K_01 | programistycznych.
Tresci ksztatcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr Tresci ksztatcenia do efekté\.lv
wyktadu ksztatcenia
dla modutu
1 Wprowadzenie, klasy, obiekty, zarzgdzanie pamiecig W_01
2 Hermetyzacja, polimorfizm, dziedziczenie, generyczno$é W_01
3 Wzorce projektowe: wzorce konstrukcyjne i strukturalne W_04
4 Wzorce projektowe: wzorce czynnosciowe w_04
5 Refaktoryzacja cz.1 W_04
6 Refaktoryzacja cz.2, Metryki obiektowe W_04
7 Wybrane metodyki i narzedzia stosowane podczas tworzenia oprogramowania | W_04
przy uzyciu techniki obiektowej
8 Obiektowo — relacyjne bazy danych W_02
9 Obiektowe bazy danych — standard ODMG W_02
10 Obiektowe bazy danych — standard JDO W_02
11 Mapowania obiektowo — relacyjne W_02
12 UML — wprowadzenie, diagramy przypadkdw uzycia, aktywnosci W_03
13 UML — diagramy klas, obiektéw, struktur ztoZzonych, pakietow W_03
14 UML — diagramy sekwencji, komunikacji, przebiegéw czasowych W_03
15 UML — diagramy maszyny stanowej, komponentédw, wdrozenia W_03
2. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczen
Odniesienie
Ng;;’f_c Tresci ksztatcenia g:zf;f;::;

dla modutu
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3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych

Odniesienie
er ;gjec Tresci ksztatcenia Egz':;f:;z‘i’;
dla modutu

4. Charakterystyka zadan projektowych

Tematyka zadan projektowych obejmuje stworzenie aplikacji wraz z dokumentacjg na wybrany
temat dotyczgcy zagadnien zwigzanych z technologiami obiektowymi

5. Charakterystyka zadah w ramach innych typow zajeé dydaktycznych

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia
efektu (sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetno$ci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w o1 | Egzamin

w o2 |Egzamin

w 03 | Egzamin

w o4 |Egzamin

kK o1 |Zaliczenie na podstawie wynikow realizacji zadania oraz odpowiedzi ustnej
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D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. o obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wykfadach 30
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5
5 | Udziat w zajeciach projektowych 30
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 65
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 3
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 15
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow
15 | Wykonanie sprawozdan
15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium
17 | Wykonanie projektu lub dokumentacji 30
18 | Przygotowanie do egzaminu 15
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (65u0ma)
21 | Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 2
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie pracg studenta | 125
23 Punkty ECTS za modut 5
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 60
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach zajeé o
charakterze praktycznym 2

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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